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GROUPEMENT NATIONAL DE
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE
ET DE MICROANALYSES

En convention de coopération avec la Société Francaise de Physigue




Procès verbal de la réunion GN-MEBA du jeudi 05  Fevrier  2009

Présents :, Jacky Ruste, Luc Beaunier (LB), Philippe Jonnard (PJ), Lahcen Khouchaf (LK),), Christine Gendarme (CG), Florence Robaut (FR), Monique Repoux (MR), 
Excusés : François Brisset (FB), François Grillon (FG), C. Mathieu,  Alain Jadin (AJ), Rémi Chiron (RC), Sonia Achard (SA), Denis Boivin (DB), Philippe Hallegot, Jean-Pierre Lechaire (JPL)
9h30 : Ouverture de la séance par JR, 

- Colloque  SFµ

Les deux journées auront lieu les 24 et 25 juin à Jussieu. Nos membres pourront directement s’inscrire sur le site de la SFµ. CG a déjà fait l’essai : l’inscription aux seules journées des 24 et 25 est bien notée gratuite et il y a possibilité de s’inscrire aux repas (10€), banquet du jeudi soir (50€), de réserver la  brochure du symposium (10€), et de s’inscrire à la réception à la mairie du mercredi soir et autres manifestations gratuites. Le paiement des repas, etc. se fait directement auprès de la SFµ qui prend en charge la facturation.
Les horaires de "nos" conférences sont plus ou moins ceux des 2 autres symposiums de spécialité de la SFµ sauf le matin du mercredi où l'on débutera une heure plus tard pour permettre aux provinciaux d'arriver le matin même (9h30) et nous continuerons pendant la période posters du mercredi. Le jeudi, nous démarrerons une demi-heure plus tôt que les autres et il y aura 5 exposés.

Le mercredi après-midi, une présentation du symposium commun sera donnée par FG et PH sur les techniques STEM et applications. Le "symposium GN-MEBA" comporte quatre parties constituées chacune par 4 présentations (sauf jeudi après-midi où il y en a 5) : 
Voir emails de FB pour les mises à jour à suivre. 

Le symposium commun sera a inclure dans notre programme

Les matériaux d'hier et d'aujourd'hui : 
apport de la Microscopie à Balayage...

Mercredi 24 juin 2009

08h30 - 09h00
Accueil

Microscopie et métaux

09h30 - 10h00
Saxo… titre à définir - Brigitte BACROIX, LPMTM, 93430 Villetaneuse 

10h00 - 10h30
Expertise et conservation-restauration de bronzes - Emmanuelle PONS, EDF R&D, 77818 Moret sur Loing

10h30 - 11h00
Pause café

11h00 - 11h30
Utilisation du MEB dans l'étude de la solidification d'alliages - Dominique DALOZ, Institut J. Lamour, 54042 Nancy

11h30 - 12h00
Les aciers damassés décryptés - Madeleine DURAND-CHARRE, SIMAP-Grenoble INP, 38240 Meylan

12h00 - 13h30
Déjeuner libre

Microscopie et minéraux

13h30 - 14h00
Utilisation de la microstructure comme critère d’identification du procédé de fabrication des verres anciens opacifiés aux antimoniates de calcium - Sophia LAHLIL, laboratoire du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, 75001 Paris

14h00 - 14h30
Microscopie électronique et géosciences : de l’origine de la terre à sa préservation - Guillaume WILLE, BRGM, 45060 Orléans

14h30 - 15h00
Météorites applications de la microscopie électronique à balayage et  de microanalyses - Albert JAMBON, laboratoire Magie, 75252 Paris

15h00 - 15h30
Minéralogie quantitative (MLA) : application au minerai de manganèse - Emilie BAILLET, CRT Groupe ERAMET, 78193 Trappes

15h30 - 16h30
Présentation des exposants - 1

16h30 - 17h00
Pause
Symposium commun : Microscopies alternatives
17h00 - 17h20
Tomographie atomique laser et Nanosciences,  M. Cazayous (MPQ, Paris)
17h20 - 17h40
titre D. Blavette (GPM, Rouen)

17h40 - 18h05
titre ? – conférencier?
18h05 - 18h30
STEM et applications, P. Hallégot (L'Oréal, Aulnay Sous Bois) et F. Grillon (ENSMP, Paris)

20h00 - 22h00
Réception à la mairie
Jeudi 25 juin 2009

Microscopie des êtres vivants
08h30 - 09h00
Etude des ailes de papillons - Serge BERTHIER, Institut Des Nanosciences, 75015 Paris

09h00 - 09h30
La microscopie et le développement d'un produit cosmétique : quelques exemples - Sylvie MARULL, Centre de Recherche Yves Rocher, 92444 Issy les Moulineaux

09h30 - 10h00
Application du MEB à pression contrôlée et microanalyse X à la détection de la tuberculose osseuse - Jean DÜRR, Lahcen KHOUCHAF, CPN, 59500 Douai

10h00 - 10h30
Microscopie électronique et carpologie - Erwan MESSAGER, Brigitte DENIAUX, Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, 92023 Nanterre – Musée de Tautavel, 66720

10h30 - 11h00
Pause, session posters et exposition

11h00 - 12h00
Présentation des exposants - 2

12h00 - 13h30
Déjeuner libre

Microscopie et nouveaux matériaux

13h30 - 14h00
Etude par microscopie à pression contrôlée de revêtements anticorrosion en polymères chargés de particules minérales submicroniques - Claire ARNOULT, CPR Henri Tudor, Luxembourg

14h00 - 14h30
Formation de précipités d'argent après recuit à l'air de films minces à base d'oxydes - PIERSON Jean-François, Institut J. Lamour, 54042 Nancy

14h30 - 15h00
Apport de la microscopie électronique à l'étude des électrodes composites de batteries au lithium – Philippe MOREAU, ST2E, 44322 Nantes

15h00 - 15h30
Les techniques microscopiques pour l’identification de l'origine de pertes de performance dans des cellules photovoltaïques à basse de CuInS2 - Veronica BERMUDEZ, IRDEP, 78401 Chatou

15h30 - 16h00
Apport de la Microscopie Electronique à Balayage pour la conception d'aile pour microdrone - Agnès LUC-BOUHALI, Onera, 91761 Palaiseau

16h00 - 16h30
Pause, session posters et exposition

Plusieurs questions restent posées et doivent trouver une réponse le plus rapidement possible :

1- Les résumés de nos orateurs apparaissent-ils dans le proceeding? Sinon  à quoi ça sert leur achat par nos adhérents?
2- L'amphi qui nous est réservé, est ce qu'il est payant? Si oui combien?
3- Les pauses : prix?
4- les repas, Cocktail du jeudi soir, les orateurs doivent réservés directement ou c'est nous qui le feront? De même pour les adhérents du GNMEBA.
5- L’inscription des conférenciers sera faite par nous même ou pas ?
6- La capacité d’accueil du Crous pour les repas de midi est-elle limitée ?  Est-ce un problème si tout le monde s’inscrit? Compatibilité avec la durée de 1h1/2 de la pause déjeuner ?

- Echantillons tests

L’opération « échantillon test » qui sera lancée bientôt a pour but de présenter les résultats lors des journées de décembre 2009.  Deux propositions avaient été  faites :

1- une pièce de 1 euro (partie centrale) à polir en coupe transverse

2- Un alliage NiSi donné par Luc
Des tests ont été réalisés par JR sur les échantillons NiSi fournis par Luc Beaunier. Les résultats ont montré que les échantillons étaient très hétérogènes. Un traitement thermique adéquat sera tenté. D’autres nuances fournies par LB seront à tester (1% de Si).
- Société Française de Physique

Un accord est donné par la SFP pour participer gratuitement au stand lors du congrès de la SFP en juillet 2009. Il reste à définir la durée et le nombre de Poster à présenter. Deux personnes sont déjà candidates pour assurer les stands (JR et LK). 
Nous avions reçu une invitation pour participer à l’assemblé général de la SFP le samedi 07/02/2009. Après discussion, il a été décidé de ne pas participer car les sujets traités sont d’ordre très général.

- Journées de décembre 2009 

L’amphi Farabeuf  pourra nous être loué pour 500 € la journée.

Thème : Microanalyse X quantitative : quelle fiabilité pour quelle analyse ?

Introduction : quelles sont les utilisations possibles des calculs statistiques en microanalyse X ?

1 – Les principes de l’analyse quantitative


Comment effectuer une bonne microanalyse quantitative ? choix des paramètres analytiques, de la méthode, sonde focalisée ou défocalisée, sonde fixe ou balayage ?…

2 – Les sources d’erreurs et d’incertitudes : généralités (C. Merlet)

3 – Les sources d’erreurs sur les paramètres fondamentaux (M.C. Lepy)

4 – Applications : quelques exemples d’erreurs liées aux coefficients d’absorption

5 - EDS : cas de l’analyse sans témoin, estimation des incertitudes

6 – Incertitudes liées à l’échantillon


Homogénéité, planéité, rugosité, contamination, conductivité…

7 – Microanalyse sur échantillons isolants (J. Cazaux)

8 – Rappels sur les méthodes de quantification


ZAF, PhiRoz…

9 – Résolution spatiale de la microanalyse


Influence de l’énergie primaire, du rayonnement X et de l’absorption

10 – Applications : comparaison entre des analyses MEB sur massif, MEB-STEM et STEM à haute énergie
11 – Analyse à faible énergie : cas des rayonnements de faible énergie 


Possibilité de quantification à faible énergie : WDS et EDS

12 – Microanalyse en pression contrôlée et chambre environnementale : possibilité et limites (LK et CM)
13 – Cas des échantillons hétérogènes, rugueux, stratifiés : possibilités et limites

14 – Contrôle et calibration en EDS (FG)

15 – Les normes en analyse quantitative (FG)

16 – Applications : l’échantillon test, quelles conclusions ?
Emas 2011
Nous n’avons pas de nouvelle à propos du choix entre Angers et La Rochelle pour le lieu du colloque, suite au déplacement des personnes de EMAS et de FB. Après étude des nouvelles propositions, Angers semble mieux placé mais FB n'a toujours pas de confirmation de EMAS ; seul O. Dugne lui en a parlé. Une des raisons est la plus grande facilité d’accès du site car pour la Pologne, cela semble être un grand handicap. O. Dugne a aussi émis l'hypothèse de rechercher une sorte d'accord entre EMAS et le GN‑MEBA pour que si possible il y ait une solution commune à trouver pour 2011. C'est à réfléchir. Il se propose de venir à une de nos réunions : sa participation est prévue le 12 mars.   
Prix Roberval 

EDP va se charger de présenter notre livre pour 2009. Le livre semble bien correspondre aux thèmes de ce prix : Thème enseignement supérieur (FR). 
Ecole d’été 2012
Le sujet d’organisation de l’Ecole d’été de 2012 a été abordé. 
Prochaine réunion avec les constructeurs le jeudi 12 mars 2009.
